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TISKOVA ZPRAVA

Pfedmétem feSeni vyzkumného zameéru bylo studium vybranych materiald a jeva v
nasledujicich oblastech: (1) samouspotradané nanostruktury, supermiizky, kvantové jamy,
draty a tecky; (2) vysokoteplotni supravodice, supermiizky supravodi¢/magnetikum; (3)
technologicky dulezité objemové materidly a ptimési v nich; (4) polymery s kiemikovou
pateii; (5) termodynamické vlastnosti, fazové transformace, difuze a usporadavaci procesy v
pokrocilych intermetalickych slouéeninach a tenkych vrstvach; (6) pfiprava oxidickych a
hybridnich materialti nekonven¢nimi metodami a studium mechanismu téchto procest.
Zameér sjednotil relevantni problematiku nekolika fyzikalnich a chemickych pracovist’
Piirodovédecké fakulty MU, propojil piibuzné a tradi¢né silné sméry vyzkumu v zajmu
planovaného rozvoje fakulty a univerzity jako vyraznych vyzkumnych pracovist.

Nedilnou soucasti zaméru byl rozvoj metodik, ve kterych jsou zGiastnéna pracovisté schopna
sledovat a ovliviiovat soucasné déni v prisluSnych oblastech vyzkumu, ptredevsim kvalifikace
zucCastnénych pracovnikll v experimentalni i teoretické roviné a vybaveni laboratoti. Jsou to
zejména (a) opticka spektroskopie, zvlasté elipsometrie v infracervené oblasti, luminiscence a
Ramantv rozptyl; (b) rentgenova difrakce na objemovych i tenkovrstevnych systémech a
rentgenova reflexe; (¢) prvoprincipielni vypocty elektronovych a vibra¢nich stavi krystalu,
povrchill a nanostruktur, kvantové chemické vypocty; (d) termicka analyza, kalorimetrie a
NMR spektroskopie v pevné fazi; () nehydrolyticka sol-gelova syntéza, metoda
molekularnich stavebnich jednotek, sonochemicka syntéza.

Dosazené vysledky jsou predevsim piispévkem v oblasti zakladniho vyzkumu; rozhodujicim
faktorem v okamzitém posouzeni kvality je jejich publikace v dobrych ¢asopisech,

S kvantitativnim vyjadfenim pomoci hodnot impaktniho faktoru. Pfevazna vétSina vysledki
byla publikovéana v ¢asopisech zahrnutych v databazi Web of Science, kde je mozné sledovat
jejich zaclenéni do celosvétového vyvoje. Dilezitou signaturou kvality vysledki je umisténi v
prestiznich Casopisech, které ¢lanky k publikaci vybiraji v ptisném recenznim tizeni. Zde jsou
to zejména Physical Review Letters, Physical Review, Applied Physical Letters, Journal of
Applied Physics, Intermetallics, Materials Science Forum, Inorganic Chemistry a dalsi,
zastoupené v seznamech vysledkil v celém obdobi feSeni zaméru.

Ptes zfetelné zaméteni na zékladni vyzkum maji vysledky dosazené v zaméru blizko k
aplikacim. Institucionalizovana je spoluprace ve vyzkumu a vyvoji s polovodi¢ovou firmou
On Semiconductor CR RozZnov p. Radh. (spole¢na Laboratof diagnostiky defektl a analyz,
mezi On Semiconductor CR, PfF MU a FSI VUT Brno). Zde dochazi k pfimému vyuziti
poznatkl zakladniho vyzkumu, béhem doby trvani zdméru zejména v analyzach strukturnich
defektd kfemikovych desek, detekci necistot a polutanti, sledovani precipitace kysliku v Si,
sledovani vlastnosti Si:N, méteni vlastnosti fotorezistl, v bezkontaktnich analyzach
elektrickych vlastnosti, v komplexni diagnostice struktur silicon-on-insulator (SOI).
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